采购需求
[bookmark: _GoBack]本次拟购置的“半导体微纳传感器件参数检测仪”用于新型半导体传感器和器件研发，提供高精度电学性能测试数据，满足新型半导体传感器、器件的电学特性的测试要求。支持半导体先进材料、二维材料器件、半导体光电器件等测试，配置四路高精度SMU单元和探针台，以及测试软件和操作系统，满足半导体领域常用器件的测试。
